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Hochspannungs-Abnahmeprüfungen 
an GIS vor Ort 

 

Stefan Neuhold 

Fachkommission für Hochspannungsfragen (FKH) 
Voltastrasse 9, 8044 Zürich 

 

1. Kurzfassung 
Die Hochspannungs-Abnahmeprüfung vor Ort bildet den Abschluss einer konsequenten 
Qualitätssicherung für eine Anlage mit dem Anspruch auf sehr hohe Zuverlässigkeit und 
einer Lebensdauer von über 40 Jahren. Durch den Transport und die Montage vor Ort 
einer GIS besteht die Möglichkeit der Beschädigung sowie des Einbringens von 
Partikeln, welche die dielektrische Festigkeit der Anlage reduzieren können. Von den 
durch die IEC empfohlenen Prüfmethoden hat sich die Stehwechselspannungsprüfung 
mit begleitender UHF-TE-Messung durchgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Prüf-
Qualität lässt sich durch die integrale Prüfung erreichen, welche das Öffnen der GIS 
nach der Hochspannungsprüfung vermeidet und Spannungswandler sowie nach 
Möglichkeit Schnittstellen zur GIS miteinbezieht. Bei der TE-Messung gilt es mit einer 
möglichst hohen Empfindlichkeit zu messen, da es keine direkte Korrelation zwischen 
TE-Pegel und Durchschlagsspannung beim Defekt für irgendeine Diagnosemethode 
gibt. Die UHF-Methode zeichnet sich durch eine hohe Störfestigkeit aus sowie eine 
hohe Empfindlichkeit für freie Partikel – den häufigsten Fehlertyp. Durch die visuelle 
Selektion von Messfrequenzen lässt sich bei der UHF-Schmalbandmessung mit 
variabler Messfrequenz in der Regel eine höhere Messempfindlichkeit erreichen als bei 
breitbandiger bzw. schmalbandiger UHF-Methode mit fixen Messfrequenzen. Da über-
dies standardisierte Messtechnik und Signalverarbeitung verwendet wird, ist die 
Reproduzierbarkeit auch in 40 Jahren noch gegeben. Die Erfahrungen aus vor-Ort-
Prüfungen von Neu- und Altanlagen führen zur Empfehlung in Neuanlagen UHF-TE-
Sensoren konsequent und in genügender Anzahl einzubauen. Die Basis für effiziente 
Prüfungen mit einem hohen Qualitätsstandart beruht auf der jahrzehntelangen Erfah-
rung in der Entwicklung von Messtechnik, der Anwendung von Messmethoden sowie 
auf der systematischen Vorgehensweise bei Ereignissen. Der Trend bei Hochspan-
nungs-Abnahmeprüfungen vor Ort weist in Richtung TE-Messung bei immer tieferen 
Spannungsebenen. Dies zeigt, dass die Möglichkeit zusätzliche Fehler zu eliminieren 
sowie der Gewinn an Informationen über die dielektrische Integrität weit höher einge-
schätzt werden als die geringen Mehrkosten einer TE-Messung. 
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